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Opoczno, dnia 30.03.2026r.

iZP.272.7.2026

Zakup i dostawa dodatkowego wyposazenia laboratorium ceramicznego w ramach
przedsiewzigcia ,Stawiamy na przemyst ceramiczny - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci poprzez rozbudowe budynku szkoty przy ul. Kossaka w Opocznie”

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Powiat Opoczynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego informuje, ze w ww.
postepowaniu, w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zambwien publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawcy zwrdécili sie do Zamawiajacego
z wnioskiem dot. SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Dot. Czesci Ill - Spektrometr do oznaczania zawarto$ci kadmu i ofowiu

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia wymaga ztozenia oferty
na spektrometr rentgenowski majacy mozliwo$¢ doposazenia w przysztosci oferowanego aparatu w
mozliwo$¢ pomiardw w fazie gazowe;.

Spektrometry rentgenowskie np. EDXRF, ktére sg wiasciwe do oznaczania kadmu, ofowiu i innych
pierwiastkow sg zoptymalizowane pod katem analizy ciat statych, proszkow i cieczy. Oznaczanie gazow
napotyka na szereg barier fizycznych i technicznych. Chodzi m.in. o niskg gesto$¢ materii (fazy gazowej)
- spektrometria fluorescencji rentgenowskiej opiera sie na oddziatywaniu fotondw z atomami probki. Gazy
majq bardzo niskg gesto$¢ atomowg w porédwnaniu do cieczy czy ciat statych. Oznacza to, ze liczba
atomow w objetosci oddziatywania wigzki pierwotnej jest zbyt mata, aby wygenerowa¢ sygnat
fluorescencyjny o natezeniu pozwalajagcym na precyzyjne oznaczenia ilosciowe (bardzo niski stosunek
sygnatu do szumu). Dodatkowo, aby analizowa¢ gaz, musi on by¢ zamknigty w szczelnej celi pomiarowe;.
Okienka takiej celi (np. wykonane z berylu) absorbujg znaczng cze$¢ promieniowania rentgenowskiego,
zwlaszcza w zakresie pierwiastkow lekkich (takich jak siarka czy chlor, ktore czesto chcielibySmy badaé
w gazach). Ostabia to i tak juz staby sygnat z fazy gazowej. Poza tym wiele spektrometréw EDXRF pracuje
w prozni (aby umozliwi¢ analize lekkich pierwiastkdw). Nie mozna wprowadzi¢ gazu do komory prézniowej
bez ryzyka uszkodzenia detektora lub zanieczyszczenia uktadu optycznego. Z kolei analiza w atmosferze
gazu np. helu jest mozliwa, ale hel sam w sobie jest gazem, ktéry rozpraszatby sygnat badanej probki
gazowe;j.

Moze Zamawiajacy miat na mysli mozliwo$¢ doposazenia oferowanego aparatu w przysztoSci aparatu
wiasnie w opcje tzw. helowg (wprowadzanie He do komory pomiarowej podczas pomiaru prébki statej lub
ciektej), zwiekszajacqg znacznie czuto$¢ w pomiarach pierwiastkdw lekkich np. Na czy Mg?

Jedli tak to prosze o potwierdzenie lub wyjasnienie co oznacza, aby spektrometr miat mozliwo$¢
oznaczania ,... w probkach w fazie statej (opcjonalnie gazowej)”.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, Zze w niniejszym postepowaniu dot. cz. lll chodzi 0 oznaczanie pierwiastkow w
fazie statej, proszkow lub cieczy (takze roztwordw). Spetnienie tego typu pomiaréw bedzie spetnia¢
wymagania opisu przedmiotu zamodwienia. Natomiast opcja pomiardw w fazie gazowej dotyczy
mozliwo$ci ewentualnej, przysztej rozbudowy i wykorzystania urzadzenia o pomiary w fazie gazowej, nie
jest to warunek konieczny. Taka opcja bedzie wartoscig dodang, ale nie jest bezwzglednie wymagana.

Dot. Czesci IV — Mikroskop Stereoskopowy

Pytanie 2

Prosimy o sprostowanie btednego zapisu specyfikacji "jest - zakres powigkszenia: min. 8x — 80x
(dopuszczalny wiekszy), z ptynng regulacjg (zoom optyczny min. 8:1)", powinien brzmie¢ "- zakres
powigkszenia: min. 8x — 80x (dopuszczalny wiekszy), z ptynng regulacjg (zoom optyczny min. 10:1)"
Odpowiedz:

Z uwagi na fakt, ze do uzyskania wskazanego powiekszenia moga by¢ stosowane dodatkowe obiektywy,
co nie zawsze jest wskazane w kartach parametréw technicznych bazowej wersji mikroskopu, do ktorych
moze odnosi¢ sie ocena ziozonych ofert, przyjeto do opisu wskazanie minimalnej wartosci bazowego
powiekszenia. Ma to na celu umozliwienie zwiekszenia konkurencyjnosci.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop z o$wietleniem LED o temperaturze barwowej 6500 K
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mikroskop z o$wietleniem LED o temperaturze barwowej 6500K.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy dopusci mikroskop z nasadkg binokularowg i tubusem bocznym do zamocowania
kamery mikroskopowej, co jest rozwigzaniem stosowanym w zaawansowanych mikroskopach
stereoskopowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza, mikroskop z nasadkg binokularowg i tubusem bocznym do zamocowania
kamery mikroskopowej.

Pytanie 5

Co nalezy rozumie¢ przez zapis "mozliwos¢ obserwacji prébek o wigkszych rozmiarach (opcjonalnie np.
100 x 100 mm)"? - pole widzenia w mikroskopach jest znacznie mniejsze.

Odpowiedz:

Chodzi o mozliwo$¢ obserwacji wiekszych przedmiotow o wskazanych wymiarach (np. wad na
powierzchni ptytki 10x10cm), aby ograniczy¢ koniecznos¢ kazdorazowego docinania elementow
przeznaczonych do obserwaciji. Stolik mikroskopu powinien zapewni¢ odpowiednie podparcie / miejsce
do pofozenia takiego elementu. Ten zapis nie dotyczy pola widzenia mikroskopu.
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